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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７４２４《光缆总规范》分为以下部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：光缆基本试验方法。

……

本部分为ＧＢ／Ｔ７４２４《光缆总规范》的第２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６０７９４１２：２００３《光缆　第１２部分：光缆基本性能试验方法》，其主要差异

如下：

———第３章“总则”中，量的数值按ＧＢ／Ｔ８１７０规定修约；监测和检查的方法和抽样，按国内现行情

况规定；

———将ＩＥＣ中的“３．３　定义”与“３．６　图形符号和术语”合并为本条“３．３　术语和定义”，并将ＩＥＣ

文本列于第２９章中的光纤带定义移至本条中；“３．４　标准大气条件”的标题改为“试验环境条

件和预处理条件”，增加的具体规定摘录于“ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第

１部分：总则”规定的标准试验大气条件；

———ＩＥＣ中方法Ｅ１４“复合物滴流”应是环境性能试验，本部分中改为方法Ｆ６。ＩＥＣ中方法Ｅ１５“析

油和蒸发”是材料试验，本部分不列入；

———方法Ｅ１和方法Ｅ３中，补充了部分细节和具体数据；

———方法Ｅ４中，建议落高为１ｍ；

———方法Ｅ７中，扭转角度增加了按有关规范规定的角度；

———方法Ｅ１０中，将光缆是否弯折的判定改为 “使圆环的直径减小到有关规范规定的最小值”后再

观察；

———方法Ｅ１１中，方法Ｅ１１Ａ加上名称“卷绕”，为方法Ｅ１１Ｂ加上名称“Ｕ型弯曲”；

———方法Ｆ１中，增加了“试样应在２０℃±５℃下处理２４ｈ”的一般性规定。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７４２４．２—２００２《光缆总规范　第２部分：光缆基本试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７４２４．２—２００２的主要差异如下：

———３．４标题由“标准大气条件”改为“试验环境条件和预处理条件”，并直接引用 ＧＢ／Ｔ２４２１—

１９９９的具体规定；

———取消“３．６图形符号与术语”，以下条目编号顺减；

———３．８改为３．７，增加了具体内容；

———增加了第４章“光缆试验”，以便与ＩＥＣ６０７９４１２：２００３相同。本章说明本部分中的方法编号

情况。以后的各章的编号顺延；

———方法Ｅ７中的扭转角增加了建议值“±１８０°”；

———方法Ｅ１３又分为两个方法Ｅ１３Ａ和Ｅ１３Ｂ。Ｅ１３Ａ与原来内容基本相同，但去掉了对弹着点数

量的限制。Ｅ１３Ｂ为新增加的方法；

———方法Ｅ１８分成了Ｅ１８Ａ和Ｅ１８Ｂ两个方法，程序由２个增加为４个。增加了单一局部弯曲和

多个局部弯曲的程序；

———方法Ｅ１９“风振”制定了详细的内容，它等同采用ＩＥＣ６０７９４１２：２００３中的方法Ｅ１９；

———增加并制定了方法 Ｅ２０“成圈性能”的详细内容，它等同采用ＩＥＣ６０７９４１２：２００３中的方

法Ｅ２０；
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———方法Ｆ６的预处理限值由“光缆试样总质量的０．５％或０．５ｇ”改为两者的较小者；

———增加并制定了方法Ｆ１０“耐静水压”及其具体内容，它等同采用ＩＥＣ６０７９４１２：２００３中的方

法Ｆ１０；

———增加并制定了方法 Ｈ１“短路电流试验”及其具体内容，它等同采用ＩＥＣ６０７９４１２：２００３中的

方法 Ｈ１；

———增加并制定了方法 Ｈ２“沿电力线路的架空光缆的雷电试验”及其具体内容，它等同采用

ＩＥＣ６０７９４１２：２００３中的方法Ｈ２。

本部分由中华人民共和信息产业部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分由四川汇源光通信股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、信息产业部有线通信产品质量监

督检验中心、电信科学技术第五研究所起草。

本部分主要起草人：王则民、赵秋香、陈方春、薛梦驰、虞春、宋志佗、时彬。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

ａ）　ＧＢ／Ｔ７４２５（所有部分）—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４０５（所有部分）—１９８７；

ｂ）　ＧＢ／Ｔ７４２４．１—１９９８的第３章和第６章；

ｃ）　ＧＢ／Ｔ７４２４．２—２００２。
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光缆总规范

第２部分：光缆基本试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ７４２４的本部分规定了光缆的机械性能、环境性能和元件的各试验方法的目的、试样、设备、

程序和要求等。

本部分适用于ＧＢ／Ｔ７４２４．１规定的光缆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７４２４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ５０２３．２—１９９７　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第２部分：试验方法（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０２２７２：１９７９）

ＧＢ／Ｔ７４２４．１—２００３　光缆总规范　第１部分：总则（ＩＥＣ６０７９４１１：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１５９７２．２２—２００８　光纤试验方法规范　第２２部分：尺寸参数的测量方法和试验程序———

长度（ＩＥＣ６０７９３１２２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９７２．３２　光纤试验方法规范　第３２部分：机械性能的测量方法和试验程序———涂覆层

可剥性（ＧＢ／Ｔ１５９７２．３２—２００８，ＩＥＣ６０７９３１３２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９７２．４６—２００８　光纤试验方法规范　第４６部分：传输特性和光学特性的测量方法和试

验程序———透光率变化（ＩＥＣ６０７９３１４６：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５９７２．５４　光纤试验方法规范　第５４部分：环境性能的测量方法和试验程序———伽玛辐照

（ＧＢ／Ｔ１５９７２．５４—２００８，ＩＥＣ６０７９３１５４：２００３，ＭＯＤ）

ＹＤ／Ｔ６２９（所有部分）　光纤传输衰减变化的监测方法

ＩＥＣ６０５４４（所有部分）　电气绝缘材料　离子辐照影响的确定

３　总则

３．１　引言

除非详细规范中另有规定，本章的各条规定应适用于本部分规定的各试验方法。

３．２　试验方法格式

各试验方法格式应按如下标准顺序编制。在保持这个总体顺序的同时，可插入附加条款。

目的

试样

设备

程序

１
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